
多目的超音波ファントム
403GS-LE 型  組織等価材ゲル使用

○ 高分解能装置の評価用として最適 

○ 0.1mmライン・ターゲット採用 

○ 0.25mm～ 2.0mm分解能ターゲット  

○ 低散乱・シスト・ターゲット内蔵 

○ グレースケール内蔵

○ スキャン面保護用カバー付属

○ 堅牢、取り扱い容易

特   徴

水平ライン・ターゲットは、20mmと 120mm
の深さにそれぞれ 30mm間隔で配置されていま
す。また、垂直ターゲットは、20mm間隔で
10mmから 170mmまでの深さに用意されてい
ます。デッドゾーン、分解能、水平、垂直などに
使われているこれらピン・ターゲットは、全て直
径 0.1mmのナイロン製が使われ、優れたディテー
ルと空間分解能を提供します。

直径 2、4 および 6 mmの各サイズで構成された
低散乱タイプのシスト・グループが深さ 30、80
および 140 mmのところにそれぞれ配列されて
います。これらのターゲットは、装置のシスト画
像の性能評価に適しています。

また、直径10mmのグレースケール・ターゲット
が３つ (-6、+6 および +12）および同サイズの低
スキャッタ・シストが深さ60mmに配置されてい
ます。

403GS-LE は、ユニークなABS製シームレス・
ハウジング・デザインを採用し、優れた堅牢性と
信頼性を確立しています。また、スキャン面の保
護用カバーおよび水溜用フレームが用意されてい
ます。

403GS-LE は、高分解能超音波画像診断装置の画
質評価のための新しい先進的技術を提供すること
のできる新世代の精密超音波ファントムです。採
用されている組織等価材のHEゲルは、従来高い評
価を受けてきました旧LEゲルと同一のもので、2
～18MHz までの広い帯域でご利用頂けます。

グレースケール・ターゲットを備えた 403GS-LE
は、ピン・ターゲットおよびシスト・ターゲットで
得られる基本的テスト項目に加えて、コントラス
トと時間分解能の観察および明るさの異なる輝度
の識別ならびに境界描画能力などの装置性能の評
価テストを提供します。

デッドゾーン・テスト用のピン・ターゲットがス
キャン面から1mm下のところからはじまり、続け
て 4、7 および 10 mmの間隔で斜め下方向に配列
されています。

縦方向分解能ターゲットは、スキャン面から 30、
80および 140 mmの各深さのところに配置され
ています。これらの分解能ターゲットは、0.25、
0.5、1および2 mmのピン配列で構成されています。
特に 0.25mmスペースの分解能ターゲットは、高
分解能システムの性能評価およびデモなどに適し
ています。

概　要
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○ デッドゾーン　　　○ 縦・横方向分解能　　　○ シスト画像処理性能　　　○ 電子キャリパ性能 
○ 浸透深度　　　　　○ 画像均一性　　　　　　○ 垂直・水平距離校正　　　○ 焦点領域レジストレーション 
○ コントラスト　　　○ テンポラル分解能　　　○ システム・リニアリティ

テスト項目

仕 　様

＊ 仕様は、予告無く変更されることがあります。

Gam_403GS-LE_22J

www.eastek.co.jp


